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Die BASWA Produkte

heute und morgen

Referat von H.D. Sulzer, BASWAacoustic AG Baldegg
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Messkurven BASWAphon-System
Quelle CSTB

BASWAphon im Flughafen Zürich-Kloten BASWAphon im gediegenen Konferenzraum

BASWAphon im Flughafen Zürich-Kloten BASWAphon im Gymnase de la Broye, Payerne
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BASWAphon Radio DRS
Sound-Block

Soundblocks
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Berechnung der Schwingungsfrequenz des Systems

Layout einer Resonator-Kachel

Kachel 01
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Kachel 02
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Kachel 03
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Vergleichsmessungen der Kacheln


